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(54) Title: MICROSCOPE ARRANGEMENT 



(54) Bezeichnung: MIKROSKOPANORDNUNG 




(57) Abstract: The invention 
relates to a microscope arrangement 
which comprises an illumination 
source (1), optical components for 
generating an illumination beam 
path, an objective (21) through 
which the illumination beam path 
is directed onto a sample (20) 
which is present in the object 
plane of the objective (21) or in 
the proximity thereof, and optical 
components for generating an 
imaging beam path directed onto 
the receiving surface of a camera 
(22). According to the invention, 
the microscope arrangement of the 
aforementioned type is provided 
with a homogenizing unit (5) for 
homogenizing the illumination light 
that is incident on the sample section 

to be examined. Said homogenizing unit (5) makes it possible to illuminate the object plane of the microscope arrangement and thus 
^ the subsection of a sample (20) present in the object plane or in the proximity thereof in a homogeneous manner, thereby improving 
the quality of reproduction of said sample section and resulting in a higher measuring accuracy and thus in a higher reproducibility. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Mikroskopanordnung, umfassend eine Beleuchtungsquelle (1), opti- 
O sche Baugruppen zur Erzeugung eines Beleuchtungsstrahlengangs, ein Objektiv (21), durch das der Beleuchtungsstrahlengang auf 
^ eine Probe (20) gerichtet ist, die sich in der Objektebene des Objektivs (21) oder in deren Nahe befindet, sowie optische Baugruppen 
O zur Erzeugung eines auf die Empfangsflache einer Kamera (22) gerichteten Abbildungsstrahlengangs. Erfindungsgemass ist bei einer 
O solchen Mikroskopanordnung eine Homogenisierungseinrichtung (5) zur Vergleichmassigung der Intensitat des Beleuchtungslichts 
^ vorhanden, das auf den zu untersuchenden Probenabschnitt trifft. Mit der Homogenisierungseinrichtung (5) wird vorteilhaft erreicht, 
Q dass die Objektebene der Mikroskopanordnung und damit der sich in der Objektebene oder in deren Nahe befindende Teilabschnitt 
einer Probe (20) homogen ausgeleuchtet wird und dadurch eine verbesserte Qualitat der Abbildung dieses Probenabschnitts erzielt 
wird, was eine hohere Messgenauigkeit und im Ergebnis dessen eine hohere Reproduzierbarkeit zur Folge hat. 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International application No. 
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Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) 

This international searchreport has not beenestablished inrespect of certain claims under Article 1 7 (2) (a) for the following reasons : 
1. I I ClaimsNos.: 

1 — 1 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 



| 1 ClaimsNos.: 

— because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such 
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: 



3. \~\ ClaimsNos.: 

1 — 1 because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6 .4(a). 



Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 



This International Sea r obing Authority found multiple inventions in this international application, as follows: 

see supplemental sheet 



1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all 

searchable claims. 

2. [~ j As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment 

of any additional fee. 

3 . I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report 
' — covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos. : 



4. | | No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is 
LX-1 restricted to the invention first mentioned m the clamis; it is cohered by claims Nos.: 

1-6, 18, 23 



Remark on Protest | ] The additional search fees were accompanied by the applicant* s protest 

| | No protest accompanied the payment of additional search fees. 
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Continuation of Box in 

The International Searching Authority has determined that this international application 
contains multiple (groups of) inventions, as follows: 

1. Claims 1-6, 18 and 23 

Design of a homogenisation system in various versions. 

2. Claims 7-12 and 15-17 

Design of a field stop which has striped or chequered surface and is controllable. 
Claims 15 to 17 are considered to belong to this group only in so far as they refer 
back to claims in the group. 

3. Claims 13 and 15-17 

Removable compensating lens to allow measurement either at the air/solid 
interface of the sample or through a transparent sample holder. 
Claims 15 to 17 are considered to belong to this group only in so far as they refer 
back to claims in the group. 

4. Claims Hand 15-17 

Directing of a portion of the illumination light through the partially transparent 
deflecting mirror onto a monitor detector. 

Claims 15 to 17 are considered to belong to this group only in so far as they refer 
back to claims in the group. 

5. Claim 19 

Connecting the illumination source to the other microscope sub-assemblies by 
means of a detachable mechanical connection. 

6. Claims 20-22 

Motorised adjustment device for moving the objective lens along a straight track, 
and coupling-in of a laser beam for an autofocussing device in the illumination 
light path. 

7. Claims 24-28 

Alignment of the objective lens perpendicular to the direction of gravity and 
micro-optically using a levelling device and alignment in the direction of gravity. 
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INTERNATIONA^ RECHERCHENBERICHT 

A. KLASSIFCJERUNG DES ANMELDUNGSGEGEN5TANDES 

PK 7 G02B21/O8 

^ mremationalen PatenMass-fitation flPK) Oder nach der nationals Klassifitalion und der jPK 



Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP2004/OO3156 



B. RECHERCHIE RTE GEBIETE . 

RechercWerterMindestprtrfstoH (Wassrftolionssystem und Kiassrfikationssymbole ) 



PK 7 G028 

Reverie aber nich, zum Mindes.prufstoH gehorende Veroffentfchungen. soweit dlese unter die recherchierten Gebiete fallen 



■ watuend der mtemm.ona.en Recherche konsutUerte etettronische DatenbanK (Name der Datenbanh und ev«. verwendete Suchbegnffe) 

EPO-Internal , PAJ 



a AtS WESENTLICH AHQESEHENE UNTEHLAGEN 



Kategone" 



Bezachnung der VeroHentfichung, soweit erforderlfch unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



DE 196 40 352 A (SAM SUNG AEROSPACE IND) 

27. Marz 1997 (1997-03-27) 

Spalte 3, Zeile 48 - Spalte 4, Zeile 67; 
Abbildung 3 

US 20O2/03O807 Al (MAEDA SHUN01 ET AL) 
14. Marz 2002 (2002-03-14) 
Absatz [0085]; Abbildung 22 

US 4 6B2 885 A (TORIGOE MAKOTO) 

28. Juli 1987 (1987-07-28) 
Zusamnenfassung; Abbildung 4 

DE 101 30 821 A (ZEISS CARL JENA GMBH) 
2. Januar 2003 (2003-01-02) 
das ganze Dokument 



Betr. Anspruch Nr. 



1.2 
5.6 

5.6 
5.6 



1-6,18, 
23 



r"7| Weitere Veroffentllchungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
I ' entnehmen , 
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Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angege be nen Veroffentlfchungen 

•A" Ver6ffentltchung. die den allgemeinen Stand der Technik defimart. 
aber rSrt als Besonders bedeutsam anzusehen ist 

-E- alteres Dokument das jedoch erst am Oder nach dem Internationale n 
Anrneldedahjm verOffentflcht worden ist 

•i- \MrAffentiichuna die aeeignel 1st. einen Priorhatsanspruch zweHelhaft er- 
!2^n^f i^^s^n o^ durch die das VerMtentlichmgsdaturn einer 
^^^^^n^xgen^fiteu Vertffentl^Megtwerden 
sou oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 

rr v^ftenSung, diesich auf etne mundhche Offenbarung. 

™ ^MtTbuna eins Ausstelluna Oder andere MaBnahmen bezujht 
■P- vl^ffenTiS Anmeldedaturn abernach 
demteanspruchten Priomatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T- Spatere Verdffentlichung, die nach dem intemationalen AnmeWedatum 
oder dem Priomatsdatum veroffentlicht worden ist und mitder 
Anmeldung mcht kollldiea sondBrn nur zum Verstandnis des der 
Emndung zugrundelisgenden Prinzips oder der Ihr zugrundehegenden 
Theorte angegeben ist 

*X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beansprudhte Erfindung 
kk^lei^ rtcht als neu oder auf 

erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet warden 

*y veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als aut erfinderischer Tatigkeit tem ^SJ l f nHDron 
werden wenn die Veroffentlichung mrt etner oder mervererianderen 
Veroffentbchungen dieser Kategorle In Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur etnen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mrtglied derselben Patentfamilie Ist 



Datum des Abschtusses der intemationalen Recherche 
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Name und Postanschrift der tnternationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
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Fax: (+31-70) 340-3016 
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letr. Anspruch Nr. 
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EP 1 164 4G3 A (LEICA MICROSYS HEIDELBERG 
GMBH) 19. Dezember 2001 (2001-12-19) 
das ganze Dokument 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
Bd. 0162, Nr. 92 (P-1377), 
29. Juni 1992 (1992-06-29) 
& JP 4 077703 A (FUJITSU LTD), 
11. Marz 1992 (1992-03-11) 
das ganze Dokument 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP20O4/9O3156 



Pp.h I. BemerRungen zu den Ansprfichen. d ie sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 ) 



GemaB Art-kel 17(2)a) wurde aus folgenden GrDnden fOr bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht ersteHt: 
D ffi^auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde racht verpflichtet ist. namlich 

2 - O we?| P sfetich N if Telle der international Anme.d.ng bez,ehen die de n vorge^hnebenen Anforderungen so wenig entsprechen. 
daB line s^olle intemafionale Recherche nicht durchgeluhrt werden kann. naml.ch 



3 " C S^h dabei um abhangige AnsprOche hande.t. die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Rege. 6.4 a) abgefaBt sind. 



Fetd III 



Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale RecherchenbehSrde hat festgestellt. daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 

siehe Zusatzblatt 



AnsprOche Nr. 
faGt: 

1-6, 18, 23 



Bemerkungen hlnslchtlich eines Widerspruchs Q Die zusatzltchen GebOhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

[ 1 D ie Zahlung zusatzlicher Recherche ngebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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WEITERE AN GAB EN PCV\SA! 21Q 

Die intemationale Recherchenbehorde hat festgestell t, dass diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
nam! i ch : 

1. Anspruche: 1-6, 18, 23 

Ausbildung einer Homogenisierungseinrichtung in diversen 
Varianten. 



2. Anspruche: 7-12, 15-17 

Ausbildung der Feldblende in streifen- oder schachbrettartig 
struturierter Form sowie in schaltbarer AusfUhrung. 
Die Anspruche 15 - 17 werden nur insoweit als dieser Gruppe 
zugehorig betrachtet, als sie auf AnsprUche dieser Gruppe 
ruckbezogen sind. 



3- AnsprUche: 13, 15-17 

Abnehmbares Ausglei chsglas zur wahlweisen Messung an der 
Luft/Festkorpergrenzflache der Probe oder durch einen 
transparenten Probentrager. 

Die Anspruche 15 - 17 werden nur insoweit als dieser Gruppe 
zugehorig betrachtet, als sie auf Anspruche dieser Gruppe 
ruckbezogen sind. 



4. Anspruche: 14,15-17 

Richtung eines Teils des Beleuchtungslichtes durch den 
teildurchlassigen Umlenkspiegel auf einen Moni tordetektor. 
Die Anspruche 15 - 17 werden nur insoweit als dieser Gruppe 
zugehorig betrachtet, als sie auf Anspruche dieser Gruppe 
ruckbezogen sind. 



5. Anspruch: 19 

Verbindung der Beleuchtungsquelle liber eine losbare 
mechani sche Verbindung mit den iibrigen Mi kroskopbaugruppen. 



6. Anspruche: 20 - 22 

Motorische Stelleinrichtung fur Objektiv auf einer 
Geradfiihrung sowie Einkopplung eines Laserstrahls fur eine 
Autofokuseinrichtung in den Beleuchtungsstrahlengang. 



7. Anspruche: 24-28 
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Ausrichtung des Objektives senkrecht zur Schwerkraf tri chtung 
sowie Mikroskoptisch mit Nivelliereinri chtung und 
Ausrichtung in Schwerkraf tri chtung. 
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